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1. O epruveta cilindrică cu diametrul d0 = 10 mm, şi cu lungimea în zona calibrată 
l0 = 120 mm, supusă la tracţiunea statică are pe curba de tracţiune 
Fp0,2 = 3800 N şi Fmax = 60000N. Limita de curgere convenţională Rp0,2 a materialului din care este confecţionată epruveta este de:

 

a) 25,6 N/mm2;
b) 72,8 N/mm2; 
c) 56,2 N/mm2;


d) 48,4 N/mm2;
e) 36,5 N/mm2 

2. Epruveta paralelipipedică cu baza un patrat cu latura a0 = 10 mm, confecţionată dintr-un material cu rezistenţă la rupere Rm = 550 N/mm2, cu modulul de elasticitate longitudinal E = 20600 N/mm2, cu gâtuirea la rupere Z = 28% şi cu alungirea la rupere A = 14,5%, are suprafaţa de rupere de:

 

a) 40 mm2;
b) 78,8 mm2;
c) 72 mm2;
d) 45,4 mm2;
e) 42 mm2
3. Pentru numărul cuantic principal n ( 5, numărul stărilor cuantice admise pentru electroni este(
a) 120 stări;
b) 8 stări;
c) 26 stări;
d) 36 stări;
e) 50 stări.

4. Structura învelişului electronic al elementului cu Z ( 15 este: 

a. 1s22s22p63s24s24p1;

b. 1s22s22p62d5;

c. 1s22s22p63s23p24s1;

d. 1s22s22p63s23p3;

e. 1s21p62s22p5.

  
5. Direcţia cristalografică din figură are indici: 
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a) [ 
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 0 1 ] 


b) [ 1 1 1 ] 


c) [ 0 
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d) [ 1 
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e) [ 1 1 
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 ]
6. Planul cristalografic din figură aparţine familiei de plane cristalografice cu indicii lui Miller:
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a) ( 0 2 0 ) 
b) ( 1 0 2 ) 
c) ( 
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d) ( 2 0 1 ) 
e) ( 1 0 
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7. Varianţa unui sistem se determină cu relaţia:

a) V = N + f + ( (ØS + ØL + ØG);

b) V = N + f – ( (ØS + ØL + ØG);
c) V = N + f – ( (ØS + ØG);
d) V = N + 2 – ( (ØS + ØL + ØG);

e) V = N + 1 – ( (ØS + ØL).

8. Pe o curbă de răcire, în cazul unui aliaj binar, are loc o schimbare de drum (altă lege de variaţie a temperaturii în timp) când:

a) varianţa este zero;

b) numărul fazelor este egal cu numărul componenţilor;

c) numărul fazelor este mai mare decât numărul componenţilor;

d) varianţa este egală cu doi;

e) varianţa este egală cu unu.

9. Impurităţile sunt:

a) substituţii;

b) defecte de volum;

c) defecte punctiforme;

d) defecte lineare;

e) defecte de suprafaţă.

10. Constituenţii eterogeni din structura unui aliaj binar pot fi:

a) amestecuri mecanice eutectoide;

b) compuşi chimici;

c) soluţii solide de substituţie;

d) amestecuri mecanice eutectice;

e) compuşi congruenţi.
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